1. Prietaisas medžiagų slankumui nustatyti, sudarytas iš pagrindo su spaudikliu, mikrokompresoriaus su slėgio indikatoriumi ir valdiklio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, 

kad pagrindo korpuse yra elektromagnetas ir sferiškai įdaubta matrica su jutikliu, o

spaudiklio korpuse yra elektromagnetas ir slėgimo kamera, kuri užsandarinta tampria nelaidžia orui medžiaga.

2. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaiso pagrinde gali būti viena arba kelios, pavyzdžiui, iki 20 vienetų, sferiškai įdaubtų matricų su jutikliais, o spaudiklyje atitinkamai viena arba kelios, pavyzdžiui, iki 20 vienetų, slėgimo kameros.

3. Prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrinde ir spaudiklyje yra angos elektromagnetų ir jutiklio(lių) išvadams pratiesti ir antgalis mikrokompresoriui prijungti. 

4. Prietaisas pagal 1 - 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiriamoji medžiaga yra tarp pagrindo ir spaudiklio.

5. Prietaisas pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindo ir spaudiklio elektomagnetų geometriniai išmatavimai ir formos vienodi, geriausia, žiedinės formos.

6. Prietaisas pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spaudiklis turi kilnojimo įtaisą.

7. Prietaisas pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sferiškai įdaubta matrica, geriausiai, yra apskrita, o jos aukštis ir sferos spindulys gali būti keičiami , nuo tiriamos medžiagos savybių.

8. Prietaisas pagal 1 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrinde ir spaudiklyje yra nuolatinės srovės elektromagnetai.

9. Prietaisas pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindo korpuse patalpintoje matricoje yra kontaktinis jutiklis.
